泰克推出PCI Express 4.0测试解决方案，
支持16 GT/s数据速率
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全新发射机和接收机自动测试工具缩短了PCI Express 4.0和3.0产品开发周期
全球领先的测量解决方案提供商——泰克科技日前宣布，为其PCI Express® (PCIe)套装测试解决方案提供一系列增强功能，支持16 GT/s数据速率，为业内提供第一个支持PCIe 4.0结构的发射机和接收机自动测试解决方案。

PCIe 4.0技术提高了数据速率，同时也带来了许多全新的测试挑战，如通道损耗大大提高，总抖动预算缩紧，链路培训和定时要求更加复杂。随着设计裕量缩小，准确的特定标准测量解决方案在调试、设计检验和互操作能力测试中发挥着至关重要的作用。泰克最新PCIe 4.0和3.0测试解决方案与DPO70000SX高性能示波器相结合，全面满足了所有上述需求。

 “随着各种重大行业规范不断进化，如PCIe，我们的测试测量工具也必须保持同步发展。”泰克科技公司高性能示波器总经理Brian Reich说，“DPO70000SX示波器提供了无可比拟的准确度和扩充能力，与我们的PCIe解决方案增强功能相结合，使得广大客户能够调试和检验是否满足PCIe最新版规范，同时缩短一致性测试时间，提升生产效率。”

PCIe 4.0发射机测试
泰克为DPO/DPS70000SX和DPO/MSO70000DX高性能示波器开发的选项PCE4提供了最新PCIe 4.0基本规范专用的新型发射机(Tx)测量，包括100 MHz基准时钟，其实现了皮秒级抖动要求，适用于所有四代PCI Express规范，即2.5、5.0、8.0和16.0 GT/s。其他增强功能有：支持最新U.2外形(原SFF-8639)；新增优化功能，把整体测试时间缩短了大约30%。同样这些功能还作为泰克为PCI Express 3.0技术提供的解决方案——选项PCE3的增强功能提供。

PCIe 4.0接收机测试
泰克现在支持PCIe 4.0和PCIe 3.1a基本规范接收机测试。通过这些解决方案，泰克BERTScope误码率测试仪和泰克高性能实时示波器自动校准压力眼图张开，测试接收机合规性和抖动容限。这些解决方案采用行业标准方法，由泰克与合作伙伴Granite River Labs共同提供，拥有简单的用户界面，自动执行PCIe测试，明显缩短设备校准时间。这些解决方案还支持循环通过各种定时和电压参数，采用用户定义的量程，创建二维结果图。

行业验证
PCI Express基本规范修订版4.0第0.7版相当复杂，内容有1,000多页，测试工程师迅速上手面临着极大的挑战。泰克与行业机构密切合作，如PCI-SIG®，帮助把行业规范测试要求转换成简便易用的交钥匙式测试解决方案，提供清楚简明的特性分析报告。

DPO70000SX满足第四代性能要求
为满足迅速发展的云计算和存储市场需求，工程团队正面向下一代串行标准做好准备，他们需要一个测量平台，为PCIe 4.0和其他标准中使用的高数据速率信令方案提供高度准确一致的测量。作为泰克最新的示波器家族，与前几代示波器相比，DPO70000SX为第四代串行总线提供了大量的优势，包括：

·高带宽、低噪声ATI通道，提供了最佳信号保真度和最宽的测量裕量

·灵活的结构，并留有发展空间，可以在客户站点配置仪器，带宽从23 GHz到70 GHz，并使停机时间达到最小

·业内最佳的触发功能，25 GHz边沿触发带宽，简便地捕获最快的信号

·高性能时基，在当今最快速的标准上提供异常准确的定时和抖动测量

·集成计数器/定时器，实现高精度定时测量，检定设计，调试问题

